Wieder holung vom 02.11.2004

raumliche (transversale) Koharenz

Fir Kohéarenzexperimente verwendet man im Allgemeinen
Wellenziige einer Lichtquelle, die aufgespalten werden, da zwel
unabhangige Lichtquellen in wegen des statistischen Emissions-
prozesses keine Wellenzlige mit fester Phase liefern (Ausnahme;
L aser)

-Aufspalten der Wellenfront (Spalte, Spiegel)
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-Aufspalten der Amplituden (Strahlteiler-ST)
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Uberlagerung von Wellenziigen einer ausgedehnten Lichtquelle

Wegunterschiede der Strahlen der virtuellen Quellen 1( L, L;)
und 2 ( L,,L;).

Dar;=r,, konstruktive Interferenz der Strahlen von L; und L,
Wegunterschied der Strahlenvon L, und L,
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Wegunterschied kleiner Wellenldnge = X, =a<A/sind
transversale Kohérenzlange

Zweidimensional: Kohérenzflache F_ = a®

Zusammen mit longitudinaler Kohérenzlange:
Kohédrenzvolumen V,_ = F_[Al,

Zweistrahlinterferenz
Y oungscher Doppel spaltversuch:
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konstruktive Interferenz % “nl= Xx= @
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Wichtig: reziproker Zusammenhang zwischen beugendem Objekt
und Beugungsbild , o 1

M ehr strahlinterferenz
Reflektion und Transmission an elner ebenen Platte
Betrage der (komplexen) Amplituden
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Wegunterschied zwischen Strahlen i, i+1As = 2dy/n? —sina
Amplituden: |A,,|=RA| |D.,|=RD

Nebenbemerkung: im Rontgenbereichist n =1
As=2dy1-sn?a =2d cosa = 2dsiné = nA

Bragg-Gleichung zur Bestimmung von Ebenenabstanden in
Kristallen
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